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Introduction

Les sondes de mesure géneralement utilisées pour les mesures en champ proche sont de type guide d’onde ouvert (OEW)
[1]. L’utilisation de sonde a section cylindrique permet de réaliser des mesures en polarisation duale. Cependant, la taille de
ces ouvertures peut €tre importantes et ainsi, impacter les mesures des antennes sous test (AUT). Les métamatériaux

Vo224, 'R o peuvent étre utilisés pour réduire la taille des sondes [2], [3].
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yo - P =4 ; Y La Théorie Modale Elargie (TME) [4] - [6] est utilisée pour trouver rapidement les dimensions du métamatériau permettant
XYV R de réduire la section d’une sonde de mesure fonctionnant dans la bande [ 6; 8] GHz.
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Ici, on applique cette méthodologie pour réduire un OEW métallique ayant une Les fréquences de coupure f. des guides a | §o*- _ [ R S — ——— P —_——— |
C 4 5 G ! 8 9 |
. 14 . ° ° . I - .
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Caractérisation de 1a Sonde de Mesures

Comme le guide a « pic » respecte le cahier des charges (fréquence de coupure f., mode fondamental et taille), la sonde de mesure a « pic » a €te
fabriquée en impression 3-D, fig. 7. Pour vérifier son fonctionnement, les différentes caractéristiques (coefficient de réflexion, diagramme de
rayonnement, niveau d’interférences) de la sonde sont mesurées et comparées a la sonde metallique.
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La transition cable coaxial a guide d’onde n’a pas €t¢ optimisée pour sonde métallique. Ceci est attendu car la section a ¢té réduite de 24,8%. 156 6.8 7 75 74 76 78 3
minimiser ce coefficient. Amsi, le niveau obtenu est acceptable par La discrimination de polarisation est néanmoins nettement inférieure a Fréquence (GHz)
rapport au niveau de la sonde métallique. celle de la sonde métallique. Ceci est un inconvénient qu’il faudrait Le niveau d’interférences présente moins d’oscillations pour la sonde a
essayer d’améliorer par la suite. « pic ». De plus, le niveau moyen [7], [8] est de —26,7 dB pour cette
sonde comparé au niveau moyen de la sonde métallique étant de —24.6
dB, ceci est une réelle amélioration.
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Par la suite, utilisation de cette sonde a « pic » pour qualifier une antenne de référence et ainsi valider parfaitement son fonctionnement.




